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Cel przedmiotu 

C1 
Zapoznanie studentów z rodzajami dóbr własno�ci intelektualnej i podstawowymi poj�ciami z 
zakresu ochrony własno�ci intelektualnej (tj. własno�ci przemysłowej i prawa autorskiego). 

C2 
Zapoznanie studentów z warunkami i podstawami prawnymi ochrony zarówno własnej pracy 
twórczej, jak i tej któr� b�d� mogli wykorzysta� w ramach funkcjonuj�cego przedsi�biorstwa.  

 C3 
Zapoznanie studentów z mo�liwo�ciami i zasadami eksploatowania i komercyjnego 
wykorzystania dóbr własno�ci intelektualnej 

Wymagania wst�pne w zakresie wiedzy, umiej�tno�ci i innych kompetencji 

1 Znajomo�� podstawowych instytucji prawa cywilnego 

2 Umiej�tno�� posługiwania si� wyszukiwarkami internetowymi 

3 Zdolno�� logicznego my�lenia 

Efekty kształcenia 

 W zakresie wiedzy: 

EK 1
Znajomo�� rodzajów i podstawowej charakterystyki dóbr własno�ci intelektualnej oraz 
przesłanek i podstaw prawnych ich ochrony 

EK 2
wiedza na temat umów w prawie własno�ci intelektualnej oraz mo�liwo�ci korzystania z 
chronionych dóbr własno�ci intelektualnej 

EK 3
Wiedza na temat baz danych dóbr własno�ci intelektualnej i znajomo�� systemów klasyfikacji 
patentowej; wiedza na temat zasad sporz�dzania opisu patentowego; znajomo�� poj��
zdolno�� patentowa i czysto�� patentowa 

 W zakresie umiej�tno�ci: 

EK 4
umiej�tno�� identyfikacji konkretnych dóbr własno�ci intelektualnej podlegaj�cych ochronie 
prawnej w ramach danego przedsi�biorstwa. 

EK 5
Podstawowa umiej�tno�� sprawdzenia w bazach danych informacji na temat chronionych 
dotychczas dóbr własno�ci przemysłowej 

 W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 6
docenia warto�� wiedzy i efektów twórczego działania; wykazuje umiej�tno�� logicznego 
my�lenia analizuj�c przykłady z orzecznictwa, ilustruj�ce zagadnienia teoretyczne. 

Tre�ci programowe przedmiotu 

Forma zaj�� – wykłady  

 Tre�ci programowe 
Liczba 
godzin 



W1 Poj�cie własno�ci intelektualnej, własno�ci przemysłowej i dobra niematerialnego  1 

W2 

Wst�pna charakterystyka wszystkich dóbr własno�ci intelektualnej, do których 
zalicza si�: utwory, wynalazki, wzory u�ytkowe, wzory przemysłowe, znaki 
towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych, oznaczenia 
przedsi�biorstw, firmy przedsi�biorców, know-how, nowe odmiany ro�lin. 

1 

 W3 

Krajowe i mi�dzynarodowe systemy ochrony patentowej (UPRP, EPC, PCT), 
przesłanki zdolno�ci patentowej wynalazku oraz przesłanki uzyskania prawa 
ochronnego na wzór u�ytkowy, a poj�cie czysto�ci patentowej, rozwi�zania 
niepodlegaj�ce opatentowaniu (wył�czenia patentowe). 

1 

W4 

Poj�cie podmiotu uprawnionego do patentu i podmiotu uprawnionego z patentu, 
prawa maj�tkowe i osobiste wynalazcy, zakres prawa z patentu, wyga�ni�cie i 
uniewa�nienie patentu, naruszenie patentu (roszczenia), dodatkowe prawo 
ochronne - SPC (przedłu�enie ochrony patentowej), Mi�dzynarodowa Klasyfikacja 
Patentowa (MKP), podstawowe bazy danych w zakresie wynalazków, podstawowe 
zasady sporz�dzania opisu patentowego 

1 

W5 
Zasady rozporz�dzania dobrami własno�i intelektualnej (m.in. umowa licencyjna, 
umowa o przeniesienie prawa do dobra niematerialnego). 

1 

W6 

Rodzaje znaków towarowych, krajowe (UPRP), mi�dzynarodowe (Porozumienie 
Madryckie i Protokuł do Porozumienia) i wspólnotowe (CTM) systemy ochrony 
znaków towarowych, zdolno�� odró�niaj�ca znaku towarowego, wzgl�dne 
przeszkody rejestracji znaku towarowego. 

1 

W7 
bezwzgl�dne przeszkody rejestracji znaku towarowego, zakres i ograniczenia prawa 
ochronnego na znak towarowy, uniewa�nienie i wyga�ni�cie prawa ochronnego na 
znak towarowy 

1 

W8 
Przedmiot prawa autorskiego (utwór) i podmiot prawa autorskiego, tre�� prawa 
autorskiego (autorskie prawa osobiste i maj�tkowe, przej�cie autorskich praw 
maj�tkowych) 

1 

W9 
Ochrona autorskich praw maj�tkowych i osobistych, dozwolony u�ytek osobisty 
chronionych utworów, dozwolony u�ytek publiczny chronionych utworów oraz 
prawnoautorska ochrona programów komputerowych 

1 

W10 Test zaliczeniowy 1 

 Suma godzin: 10 

Narz�dzia dydaktyczne 

1 Prezentacje multimedialne 

2 Wykład konwersatoryjny 

3 Omawianie przykładów z orzecznictwa dla praktycznego zilustrowania zagadnie� teoretycznych 

4 
Internet ( bazy danych Urz�du Patentowego RP oraz bazy mi�dzynarodowe, klasyfikacje 
stosowane w dziedzinie własno�ci przemysłowej) 

Sposoby oceny 

Ocena podsumowuj�ca 

P1 Test  

Obci��enie prac� studenta 

Forma aktywno�ci 
�rednia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywno�ci 

Godziny kontaktowe z wykładowc�, realizowane 
w formie zaj�� dydaktycznych – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

10 

Przygotowanie si� do zaj�� – ł�czna liczba 
godzin w semestrze 

20 

Suma 30 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

1 

Literatura podstawowa i uzupełniaj�ca 

1 
Zbiór podstawowych przepisów: 
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własno�ci przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., 



Nr 19, poz.1117 z pó
niejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. Nr 80 z 2000 r. 
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z  pó
niejszymi zmianami), 
Rozporz�dzenie Prezesa RM z dnia 17 wrze�nia 2001 r. w sprawie dokonywania 
i rozpatrywania zgłosze� wynalazków i wzorów u�ytkowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 102, poz. 1119 
z pó
niejszymi zmianami) 

2 T. Szymanek, Prawo własno�ci przemysłowej, Podr�cznik akademicki, Warszawa 2008 

3 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008 

4 Pyr�a A. (red.), Poradnik wynalazcy, Urz�d Patentowy RP, Warszawa 2009 

5 Kotarba W. Zarz�dzanie wiedz� chronion� w przedsi�biorstwie, ORGMASZ 2001 

6 Vall du M., Prawo patentowe, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie danego efektu 
kształcenia do efektów 
zdefiniowanych dla całego 
programu (PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Tre�ci 
programowe 

Narz�dzia 
dydaktyczne 

Sposób 
oceny 

EK 1 ZIP1A_W06+++ C1, C2 

W1-W2, 
W3-W4, 
W6, W7, W8, 
W9 

1,2,3 P1 

EK 2 ZIP1A_W06+++ C3  W5, W9 1,2,3 P1 

EK 3 ZIP1A_W06+++ C2, C3 W4 1,2,3,4 P1 

EK 4 ZIP1A _U18+++ C1 
W1, W2, 
W6, W8 

1,2,3,4 P1 

EK 5 ZIP1A _U18+++ C2 W4 2,3,4 P1 

EK 6 ZIP1A _K01+++ C3 
W1, W2, W3, 
W4, W5, W6,  
W7, W8, W9 

1,2,3,4 P1 

Formy oceny – szczegóły  

Na ocen� 2 
(ndst) 

Na ocen� 3 (dst) Na ocen� 4 (db) Na ocen� 5 (bdb) 

EK1

Nie spełnia 
kryteriów 
wymaganych 
co najmniej na 
ocen� 3 (dst) 

Zna rodzaje i podsta-
wow� charakterystyk�
dóbr własno�ci inte-
lektualnej, potrafi wy-
mieni� przynajmniej 2 
wył�czenia od 
ochrony wynalazku i 
znaku towarowego 

Zna rodzaje i podsta-
wow� charakterystyk�
dóbr własno�ci inte-
lektualnej oraz mo�li-
wo�ci ich ochrony, 
potrafi wymieni� przy-
najmniej 3 wył�czenia 
od ochrony wynalazku 
i znaku towarowego. 

Zna rodzaje dóbr własno�ci 
intelektualnej, systemy 
prawne ich ochrony i 
przesłanki uzyskania 
ochrony danego dobra 
niematerialnego, potrafi 
wymieni� przynajmniej 4 wy-
ł�czenia od ochrony 
wynalazku i znaku to-
warowego (przeszkody 
ochrony) 

EK2

Nie spełnia 
kryteriów 
wymaganych 
co najmniej na 
ocen� 3 (dst) 

potrafi wymieni�
rodzaje umów w 
zakresie dóbr wła-
sno�ci intelektualnej 

potrafi wymieni�
rodzaje umów w 
zakresie dóbr wła-
sno�ci intelektualnej 
oraz potrafi 
zdefiniowa� te umowy 

potrafi wymieni� rodzaje 
umów w zakresie dóbr wła-
sno�ci intelektualnej oraz 
potrafi zdefiniowa� te 
umowy i wymieni� istotne 
elementy ich tre�ci 

EK3

Nie spełnia 
kryteriów 
wymaganych 
co najmniej na 
ocen� 3 (dst) 

Zna podstawowe 
bazy danych dóbr 
własno�ci 
przemysłowej; potrafi 
wymieni� elementy 
opisu patentowego 

zna podstawowe bazy 
danych dóbr własno�ci 
przemysłowej, zna 
system klasyfikacji 
patentowej; potrafi 
wymieni� elementy 
opisu patentowego i 
opisu wynalazku 

Zna bazy danych dóbr 
własno�ci przemysłowej i 
podstawowe kryteria 
poszukiwa� w tych bazach; 
zna system klasyfikacji 
patentowej oraz klasyfikacji 
towarów i usług; zna poj�cie 
zdolno�� patentowa i 
czysto�� patentowa; potrafi 



wymieni� elementy opisu 
patentowego i opisu 
wynalazku oraz poda�
cechy zastrze�e�
patentowych 

EK4

Nie spełnia 
kryteriów 
wymaganych 
co najmniej na 
ocen� 3 (dst) 

Potrafi zidentyfikowa�
2 dobra własno�ci 
intelektualnej 
podlegaj�cych 
ochronie prawnej w 
ramach 
przykładowego 
przedsi�biorstwa 

Potrafi zidentyfikowa�
3 dobra własno�ci 
intelektualnej 
podlegaj�cych 
ochronie prawnej w 
ramach przykładowego 
przedsi�biorstwa  

Potrafi zidentyfikowa� 4 
konkretne dobra własno�ci 
intelektualnej podlegaj�cych 
ochronie prawnej w ramach 
przykładowego 
przedsi�biorstwa 

EK5

Nie spełnia 
kryteriów 
wymaganych 
co najmniej na 
ocen� 3 (dst) 

Potrafi  odnale
� w 
internecie 
podstawowe bazy 
danych dóbr 
własno�ci 
przemysłowej 

Potrafi  odnale
� w 
internecie podstawowe 
bazy danych dóbr 
własno�ci 
przemysłowej; potrafi 
sprawdzi� w bazach 
danych informacje na 
temat chronionych 
dotychczas znaków 
towarowych 

Potrafi  odnale
� w 
internecie podstawowe bazy 
danych dóbr własno�ci 
przemysłowej; potrafi 
sprawdzi� w bazach danych 
informacje na temat 
chronionych dotychczas 
znaków towarowych i 
wynalazków 

EK6

Nie spełnia 
kryteriów 
wymaganych 
co najmniej na 
ocen� 3 (dst) 

docenia warto��
wiedzy i efektów 
twórczego działania 
zdaj�c sobie spraw� z 
mo�liwo�ci ochrony 
dóbr własno�ci 
intelektualnej 

docenia warto��
wiedzy i efektów 
twórczego działania 
zdaj�c sobie spraw� z 
mo�liwo�ci ochrony 
dóbr własno�ci 
intelektualnej  i zasad 
tej ochrony 

docenia warto�� wiedzy i 
efektów twórczego działania 
zdaj�c sobie spraw� z 
mo�liwo�ci ochrony dóbr 
własno�ci intelektualnej  i 
zasad tej ochrony; wykazuje 
umiej�tno�� logicznego 
my�lenia analizuj�c 
przykłady z orzecznictwa, 
ilustruj�ce zagadnienia 
teoretyczne 
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